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Sistem de difractie cu raze X (XRD)




¢ Difractia de raze X (XRD)

- tehnica non-distructiva pentru analiza calitativa si cantitativa a materialelor
cristaline, sub forma de pulbere sau solid, inclusiv a produselor alimentare.

e Difractometrul D8 ADVANCE Bruker
- poate fi configurat pentru toate aplicatiile intalnite in difractia pe pulberi:
+ identificare de faze;
+ analiza cantitativa de faze;
+ studierea proceselor de tranzitii de faza, cristalizari, compusi instabili;
+ analiza microstructurala;
+ analiza structurii cristalelor;
+ investigatii de textura;
+ reflectometrie;
+ microdifractie.
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Difractometru D8 ADVANCE

Bruker
Configuratie:
** Generator de raze X;
«* Goniometru;
** Tub deraze X;
s Componente optice pentru fasciculul
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primar/secundar;
Platforma de probe;

Camera pentru masuratori non-ambient MTC-
HIGHTEMP;

Detector ultrarapid LYNXEYE-XE™ cu montura 0°/90°
Deskop-PC;

Software DIFFRAC.SUITE;

Dozimetru.
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Difractometru D8 ADVANCE
Bruker

Tip proba:

® pulberi, nanopulberi si materiale
solide.

Domenii de aplicatii:
¢ industria alimentara '
- produse alimentare solide care
contin faze cristaline sau domenii de

cristalinitate (fibre, proteine,
zaharuri/glucide, etc.);

- stabilirea structurii cuaternare a
proteinelor; T
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